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С целью расширения области реализации предложенного ранее метода измерения поперечных размеров пучка электронов с энергией свыше 5 ГэВ с помощью регистрации двумерных угловых распределений дифрагированного переходного излучения (ДПИ) в тонком кристалле для двух расстояний между ним и координатным детектором /1/ предлагается использовать результат этих же измерений для определения расходимости пучка путем сопоставления измеренного углового распределения ДПИ для большего расстояния с модельным. Что позволяет определить эмиттанс пучка по результатам измерений без изменения параметров ускорителя. В отличие от методики /2/, где для оценки расходимости электронного пучка также используется сопоставление измеренного углового распределения ДПИ с модельным, предлагаемый метод не требует выполнения условия  σ/R<<θe,  где σ и θe размер пучка на мишени и его расходимость, R – расстояние между кристаллом и координатным детектором. Чувствительность метода определяется  телесным углом, перекрываемым пикселем используемого координатного детектора, и может достигать 0.05-0.1 γ-1. Погрешность определения расходимости и поперечных размеров не превышает 5-7%. Достоверность получаемых значений расходимости пучка зависит от точности используемого модельного распределения ДПИ, определяемой, в основном, влиянием угловой зависимости отражающей способности кристалла на угловое распределение ДПИ. 
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